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PRODUKTDETAILS

e Nach S AE. und Miitarspezfikationen

e Hergestellt gemaf ANSI-B-46.1-1985

e Satzwvon 30 Standards

Unser Oberflachenrauheitsstandard beinhaltet 30 elektrogeformte Nickelplatten mit 7/8" x 3/8" GréRe fir eine schnelle Analyse der Oberflachenrauheit fiir sechs der tblichsten Bearbeitungsmethoden. Die Kennzeichnungen fiir
jeden der Lapp-, Reib-, Schleif-, Frés- und Dreh-Standards sind in AA (Mkrozoll) und metrisch entsprechend in Ra (Mkrometer) angegeben. Jede Oberflache wird von einem Master gefertigt und hat eine Genauigkeit von £10%
des Sollwerts. Der Standard gibt dem Designer oder Benutzer einen Eindruck vom Gefiihl, Aussehen und der Textur der bearbeiteten Komponenten und istideal fur Qualitatssicherungslabore, technische Abteilungen,

Zeichnungsraume und Maschinenwerkstétten geeignet. Anleitung und CLA/Ra/AA Korellationsgraph sind inklusive. Der Standard ist in einer praktischen, tragbaren 6" x 3" Schutzasche verpackt. Kalibrierte Einheit beinhaltet
NIST-Kalibrierzertifikat.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Surface Finish Type # Samples Marking Sizes (AAvalues)
Flat Lapping 3 2,4, 8uin
Reaming 3 16, 32, 63pin
Grinding 6 2,4,8,16,32,63pin
Horizontal Miling 6 16, 32, 63, 125, 250, 500pin
Vertical Mlling 6 16, 32, 63, 125, 250, 500pin

Turning 6 16, 32, 63, 125, 250, 500uin
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